Huntron Access Ariza Tespit Sistemi...
20 saniye... 25 noktanin tam merkezi...
Tum noktalara ne kadar hizli dokunabilirsiniz?



Elektronik Kart Test Yontemi

islevsel Test Kullanima Hazir
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- Karta gui¢ gelmiyormu? - Islevsel testtemi basarisiz?
B o Z U K - islevsel test uygun degilmi? - Basarisizliklar belirsiz bir gruba mi diistii?
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* islevsel Test Sistemlerine Bilesen Seviyesinde Teshis Ekleme S| £
* Dokiimansiz Elektronik Kartlarin Testi —— it
* Enerji verilmeden Elektronik kartlarin Testi T ——— e
i i )
* |slevsel Test uygun olmadiginda bile Test edilebilirlik Huntron Workstation Troublesheet
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Enerji olmadan Teshisler - Sinyal Analizi

Sinyal Analizi Elektronik kartlarda sorunlarin giderilmesinde, enerji olmadan hatalarin bulunmasi i¢in kullanilan test metodudur. Bir akim — limitli siniis dalgast elektronik komponentin
veya devrenin iki noktasi arasina uygulanir. Olusan dalga sekli veya “sinyal” akim icin dikey sapmalar ve voltaj icin yatay sapmalar kullanilarak goriintiilenir. Bu benzersiz sinyal analiz edilen
parcanin biitiin ¢alisirhigini temsil eder. Bu arizali kartlarin sinyalleri, saglam olan kartlarin sinyalleri ile karsilagtirarak hatalt malzemeler kolayca tespit edilir.

Test Gelistirilmesi Test Uygulanmasi Sonuglarin Degerlendirilmesi
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Test Birimleri Test Donanimi Test Arabirimi Test Sonuclari
- Huntron Workstation 4 -Tracker Model 30 - Access Probers - Ekranda Hatali Bacaklarin Gorliintilenmesi

- TrackerPXI - Scanner or Scanner Il - Coklu - format raporlar (PDF, HTML, vb...)



Huntron Workstation Genel Bakis

Ekleme Panosu Arastirma Panosu
Access Prober kontrolleri - PCB (BASKI DEVRE KARTTI)

Test veritabaninin gelistirilmesi ve
Hizalama, Komponent Yerlegtirme 6grenimi

diizenlenmesi
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Sinyal Panosu Goruntu Panosu
Test uygulamasi, Sinyallerin ve Test CAD, Kart genel goriiniimii ve Test Noktas: Gériintiileri

Sonuglarinin goriintiilenmesi ve Probe ucu Kamera Videosu goriintiileme

Huntron Workstation Yazilimi
Huntron Workstation Yazilimi Elektronik
Kart test etme ve sorunlarinin giderilm-
esinde, yiiksek seviyede verimlilik almak icin
tasarlanmistir. Huntron Workstation ‘in
Coklu pano diizeni hizli test iiretiminde
parca sinyallerinin ¢abuk goriintillenmesine
robotik sistemin kontroliine ve giincelle-
nen CAD goriintiileme aledlerine ulagimi
kolaylastirir.

Huntron Workstation Ozellikleri

* Diisiik hacimli iiretim, tamir ve yeniden
calisma ve uygulamalari icin 6zellestirilmis
test rutinleri yaratmak

» PCB ASCII verileri kullanilarak opsiyo-
nel testler yaratilmasi, bir gok CAD paketi
desteklenmektedir.

* Microsoft Access tabanli test veri
tabanlarinin kolayca yaratilmasi, diizenlen-
mesi ve degistirilmesi

e Test sonuglarinin aninda PDF ve
HTML gibi formatlarda goriintiilenmesi,
bask: alinmasi ve kayit altinda tutulmasi

* NI TestStand gibi test uygulamalarindan
kontrole izin veren Opsiyonel Kumanda
Kontrol 6zelligi

¢ Uretim sartlarindaki test uygulamalarina
daha uygun kullanimi i¢in kolay Test panosu
icermesi

e Prober cihazi igin kart1 hizasini otoma-
tik ayarlayan Otomatik hizalama 6zelligi

* Goriintiilenen Panellerin ekranda tek
olarak genis veya ¢oklu olabilmesi 6zelligi

¢ Genel iglevlere cabuk ulagilabilmesi icin
Aygit Kutusu diigmeleri

* Internet tarayicilari veya PDFgostericile-
ri gibi Windows tabanli diger programlarin
kontrol edebilen kullanicinin yaratug: Aygit
Kutusu diigmeleri



Sinyal Analizi ile hatalarin
bulunmasi

Sinyal Analizinde, Elektronik kartlar iizeri-
ndeki sorunlari bulmak icin elektrik karak-
teristiklerindeki degisimlere gore ariza tespit
edilir. Degisik karakeeristikler, parca hatast
ve kotii lehimleme yiiziinden olusan PCB
islem hatalar1 gibi sebeplerle iliskilidir.

Ornekte, Saglam olan bir PCB ’nin sinyali

(Dikey  sekil) Huntron  Workstation
veritabanina kaydedilmisti. Bozuk olan
PCB tarandiginda sinyaller (Yatay sekil)
SMD Kondansatdrler arasindaki farklilig

gosterir.

iy

PCB iistiineki aygitin ileri incelemeleri
kapasitoriin bir tarafindaki lehimlerin
kotii yapildigini gdsterir.

Huntron Workstation’a Genel Bakis

Huntron Workstation yaziliminin tasarimu sizleri gereksiz alt meniilerden uzak tutarak bir cok islevi yalniz tek bir tklamayla halledebil-
menizi sunar.

Bu ise test dizilerinin verimli bir diizenleme ve degisimini saglar.

Workstation yazilimi giiniimiiziin biiyiik veya ikili monitdr sisteminin avantajina da sahiptir. Daha iyi bir goriis icin her panel “sokiil-
ebilir” ve genisletilebilir.

Prober Testi — Ogretim Tablosu

Ekleme Panosu - Siralama Tablosu Test noktalart konumlarinin 8gretimi yerlesik renkli

Kolayca test degisimlerini test sirasinda ekle ve birak. kamera ile yapilmaktadir.
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Sunstenncs | pleepe | Kartn gdriintiisii ile kaydedilen goriintiiler birbirine eklenerek

. . . Sriintiilenir. Goriintiide bir noktaya tklamaniz, Prober cihazina ait
Sinyal Panosu — Degerlendirme Tablosu 8 4 ?

. et . Kameranin bu noktaya gitmesini saglayacakur.
Test sonuglari sorun giderme tabinda goriintiilenir. Arizali sinyaller

(kirmiz1) saglam sinyaller (yesil) iistiinde griintiilenir.



Test Donanimi

—
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Huntron Tracker Model 30

Huntron Tracker'lar

Huntron Tracker Model 30
- Yazilim kontrolii i¢in tasarlanmig USB aygit

Prober’lar

Huntron TrackerPXI
- Meveut PXI test platformlarina enerji ol-
madan sinyal analizi eklemek icin tasarlanmus
PXI-tabanli aygit
- Mevcut Donatilar
Access Prober’lar,Ugiincii parti anahtar kartlar

HUNTRON"

Tracker

- Mevcut Donatlar: Scanner’lar ve Access -

Huntron Scanners

Huntron Scanner II Model 308
- Tracker Model 30 cihazi tarama isleminde
kullanilan baglant: elemant icin kablo ¢ikist
- 64 pinli iki kanal ¢ikis
- 8 pin ve yukarisi Test pinlerinin sayisint
arttirmak icin Scanner II'ye “zincirleme baglant”

Huntron Scanner Model 31S
- Tracker Model 30 cihazi tarama igleminde
kullanilan baglanti elemant igin kablo ¢ikist
- 64 pinli tek kanal ¢ikist

Huntron TrackerPXI

Huntron Access Prober’lar

Huntron Access USB Prober
- Kiigiik ve orta boy kartlari icin USB baglantli

Robotik prober

Huntron Access USB Prober with Tracker £ - *
- Kiigiik ve orta boy kartlart icin USB baglantili ‘_"""--—-.__/

Robotik prober

- “Hepsi bir arada” test sistemi icin sase i¢ine
yapilmug Tracker Model 30

Huntron Access USB 2 Prober
- Kiigiik ve biiyiik kartlar icin USB baglantilt
Robotik Prober

Huntron Access USB Prober ile Tracker e —
- Kiigiik ve biiyiik kartlar1 icin USB baglantilt

Robotik prober - “Hepsi bir arada” test sistemi i¢in

sase icine yapilmus Tracker Model 30

Tracker Model 30, Scanner II ve Scanner Model 318 cihazlar1 (19”)
Rack kabim icerisine monte edilmistir.

Elektronik kart test igleminde referans pinlerinin ¢ogalulmasida
Scanner II cihazi Access Prober ile beraber kullanilacaktir.

Huntron Donanimi

Huntron ihtiyaclariniza ve test
platformlariniza utygun Trackerlar yapar.
Tracker, test edilecek devre kartina uygula-
nan test sinyalini iireten asil test aletidir. Test
sinyalleri voltaj, frekans ve kaynak (i¢) diren-
ci gibi parametreleri uygun analog sinyalleri
olarak elde edilebilmesi icin degisiklikler
gosterir.

Tekbasina calisan bir Tracker Model 30
secin veya PXI tabanli mevcut sisteminize
bir Tracker PXI ekleyin. Her iki Tracker da
Scanner, PXI anahtar kart1 ve Access Prober
gibi cihazlara baglanabilmektedir.

Ayni zamanda hepsi bir arada test sistemleri
kurmak icin Tracker Model 30 cihaz ile be-
raber Huntron Access Prober siparis edebil-
irsiniz.

Tracker Model 30 ve

Tracker PXI Teknik Ozellikler

Acik Devre 200mV, 400mV, 600mV,

Voltaji (Vs) 800mV, 1V to 20V (1V aralikla),
10V (Diisiik), 15V (Ortal),
20V (Orta2)

Kaynak Direnci 102, 2002, 5002, 1002

(Rs) 20002, 500Q2, 1KQ, 2KQ

5KQ, 10KQ, 20KQ
50KQ, 100KQ, 54Q (Diisiik)
1.2KQ (Ortal), 26.7KQ (Orta2)

Frekanslar (Fs) 20Hz - 190Hz (10Hz adimlarla);
200Hz to 1.9KHz in 100Hz
steps; 2KHz to SKHz in 1KHz

steps

Baglantilar BNC (Sinyal ve Ortak);
Banana (Sinyal ve Ortak)

Aux. Connections | 9 pin mini jack with ground,
Trigger IN, Trigger OUT,
Calibration TP, Signal ON,
Sinewave zero crossing, Line IN,

Line OUT

Garanti 1Yd, Sinirl




Huntron Robotik Prober Huntron Test Interface - Robotik

ile Otomatik Test

.. gl Yiiksek coziiniirliiklii

Ustiinde gii¢ bulunan devre kartina bir test M ot s, @sistovs

probu yerlestirilmesi geleneksel olarak el ile . s I I .

yapilir. Voltaj, frekans ve direnc gibi test B cibir PCA

olctimlerinin alinmasi icin sadece uygun test Bii goriintilemesi saglar.

aletlerini uygun noktalara baglamak ve ¢cikan : Kamera PCA hizalars XYdeki Lazer kodlamast 20

sonuglari kaydetmek ile olur. Modern yiizey-

ve XY pin konumlarinin mikron hassasiyet ve 10 mikron
montajli malzemeler teknolojinin gelismesi ile, |

ogretilmesi icin hareket ¢oziintirligii saglar.

test noktalarina olan baglanti oldukea zorlast1. . bt Lcullandir.

Test noktalar1 daha kiigiik ve test noktalarinin = S ok
konum belirlenmesi isini ¢ok daha karmagik test problart cesitli
yapacak kadar birbirlerine yakindir. Yanls test uygulamalariniza uygun
noktasina prob ile baglant ve kazara yanlis olarak kolayca

proble ile komponent bacaklarina degilmesi degistirilebilir.

PCB’ye hasar vermektedir. Ek olarak, yiizey-
montajli malzemeler PCB iistiindeki belirli
noktalarda el ile test etmek i¢in gecen zaman,
insan kaynaklar1 icin gercek bir sorun teskil
etmektedir.

Devre Kartlari standart
montaj elemanlari veya

L manual probing belirli kart tutucular

kullanarak farkl: slot
seviyelerinde montelenir.
Alt tabaka alttan erisim
icin kaldirilabilir.

Zaman

Huntron Access USB Prober
automated probing

i / Kamera probu bulundugu konumunu

test noktalari sayisi Canli Kamera Panelinde gosterir.




Huntron Test Interface - Robotik

Analog sinyal analizi Her
zamankinden daha da kolay

Huntron Access Proberlar Tracker Model
30 veya Tracker PXTI’a baglanir ve ekonomik
olarak, yogun imal edilmis kiiciikten biiyiige
en karmasik kartlarin istiindeki  yiizey-
montajlt ve diger komponentlerin otomatik
testini saglar.

Huntron Access Prober’larin Maksimum
Teste-Tabi-Kart Boyutlari:

Access USB Prober

Huntron Access USB Prober

Huntron Access 2 USB Prober

19.4" x 14" (49.3cm x 35.6cm)

Huntron Access Probu hassas robotik hareketleri sayesinde PLCCler, SOIC’ler,PGA’ler, SSOP’ler, QFP’ler ve benzerleri gibi yiiksek
teknoloji malzemelerinin tizerindeki pinleri problari ile pahali harcamalar veya programlama gerektirmeden test etme olanag saglamakradir.
Huntron Access Prober sistemlerini Huntron Fabrikasinda iki kisi i¢in 3 giinliik iicretsiz egitim ile birlikte verilmektedir. Huntron® Access
Prober Baski Devre (PCA) iistiindeki test noktalarina hassas erisim icin tasarlanmigtir. Mikro-adimlama ve dogrusal kodlama sayesinde
elde edilen 20 mikron hassasiyette monte edilmis parcalarin en ufak yiizeylerine bile giivenilir olarak temasini saglar. Standart test probu

Access 2 USB Prober
22"x 23" (56cm x 58cm)

veya diger bir prob kullanildiginda, Huntron Access Prober ile yeni veya mevcut ekipmaniniza ¢abuk test teknolojisini katacakur. Yiiksek
¢oziiniirliiklii renkli kamera sayesinde prob yerini dogru tespit eder ve test yapilan PCA’nin net bir goriintiisiinii saglar. Huntron Access
Proburun agik tasarimi ve yaziliminin siiriiciileri sizin kendi test istasyonlarinizi tasarlayip kurmaniza izin vermekeedir.

Huntron Access 2 USB Prober Huntron Access USB Prober

Teste giren kart i¢cin maksimum

22” x 23” (56cm x 58cm)

Teste giren kart icin maksimum

19.4” x 147 (49.3cm x 35.6cm)

Maksimum Kart Prob Alan1

21”x 19” (53.3 cm x 48cm)

Maksimum Kart Prob Alani

15.3” x 12.9” (38.9 cm x 33.8cm)

Maksimum Komponent Yiiksekligi

4” (10cm)

Maksimum Komponet Yiiksekligi

2.375” (6¢cm)

Hassasiyet

+ 20 microns

Hassasiyet

+ 20 microns

Minimum Céziiniirlik

0.0003937” (10 microns)

Minimum Céziiniirlitk

0.0003937” (10 microns)

Maksimum Z Gezisi 4.2” (10.6cm) Maksimum Z Gezisi 2.21” (5.6cm)

Gériis Sistemi Color CCD 811 x 508 pixels Goriig Sistemi Color CCD 811 x 508 pixels
Hat Voltaji 115VAC or 230VAC Hat Voltaji 115VAC or 230VAC

PC Arayiiz USB PC Arayiiz USB

Belgeler CE and ETL Belgeler CE and ETL

Garanti 1 Yil Sinurly Garanti 1 Yil Sinurly

Huntron Access Proberlar, opsiyonel
Huntron Yazilim Gelistirme Seti (YGS) kulla-
narak gelistirilen uygulama yazilimlari kendi
uygulamalariniza yanistarak 6zellestirebilir.

Bazi 6rnekler:

* Bir PCA’in belirli noktalarindaki voltaj
ve dalgaboylarint élcen otomatik kilavuzlu
prob

e PCAin belli bir noktasina otomatik
uyari ve fault enjeksiyonu

* Yayilimct olmayan bir sekilde PCA
iistindeki EMI veya 1sinin  otomatik
gosterilmesi

* Temel optik denetim uygulamalarinda
kilavuzlu kamera olarak kullanilmas:



Gii¢ Uygulamadan Test Etme

islevsel Testi Sistemlerine Kompo-
nent Eklenmesi

Enerji olmadan teshisleri eklemek enerji varken iglevsel
testlerin Stesinde hatali komponentlerin engellenmesi ve
yaliulmasina imkan tanir. Enerji varken testin ayrinuli
teshis parcasi daha iyi hata ayiklama ve maliyet diigiirme
icin Enerji olmadan Teshislerle hem desteklenebilir hem de
degistirilebilir. Bu ise enerji varken testin tasarlanmasinin
nedeni olan Go/No-Go and Ready For Issue (RFI) test
yapabilirligini saglar. Huntron Access Prober’lar ve Work-
station yazilumlari ile birlesen Huntron Tracker'lar islevsel
test sistemine kolayca entegre edilebilir.

Dokiimansiz Kartlarin Tamiri

Eski veya bilinmeyen Elektronik kartlarin tamiri dokiimant
olmadiginda oldukea zorlayicidir. Pazardaki bircok test
sistemleri test edilecek Elektronik kart i¢in uygun bir dokii-
man paketine sahip olmadigini varsayarak ,sema bilgilerine
ihtiyag¢ duydugundan boyle bir durumda etkisiz kalirlar.
Huntron Tracker’lar béyle durumlarda ¢ok etkililerdir.

Tamirat durumlarinda genel olarak basarisizligin dogasi geregi ne olacaginin belirsizligi yiiziinden karta enetji verilmeden test edilmelidir.
Béyle bir durumda giivenle komponent sinyallerini inceleyerek saglam ve arizali ayirimi igin tahribatsiz test ekipmani kullanilmalidir.

Huntron Trackerlar kartlara enerji uygulamadan test eder.

Komponent Teshisi

Huntron Tracker'lar, ileri yazilim ve Access Prober cihazi ile islevsel testleri tamamlayan maliyet etkilli entegre ¢oziimler sunar.
- Kart tamiraunda, Otomatik (el kitabi rehberliginde) Probu sayesinde, Huntron Tracker testi veya bagka bir ol¢iim aleti

(multimetre, osiloskop...) ile hassaslik testini yapip tiretimi artturmaktadir.

- Hassas probu ile, ince IC (Entegre Devre)’lere fazla masrafli onarimlar yapmadan test etme izini verir.
- Test bir kere uygulandiginda, prob noktalarini konumlandiran dokiiman ihtiyaci sorununu ve hatasiz temas etmesinin saglanmasi

sorunu da ortadan kalkar.

Not: Brosiir ierisindeki bilgiler ve resimler HUNTRON firmasina ait olup kopyalanmasi yasakur. Brosiir icerisinde deger ve yazilarda degisiklik

Olabilecegi gibi yapilan hatalardan firmamiz sorumlu degildir.

Huntron hakkinda

Huntron, Inc. 1976dan beri Elektronik
kart sorunlarinin  ¢oziimiinde insanlara
yardim etmektedir. Verimli ve bilgili miisteri
hizmetleri ve teknik destek daima 6ncelikli
amagtir.

Huntron iiriinleri satis hizmetleri partnerleri-
yle kurulan satis ag1 vasitasiyla tiim diinyada
desteklenmektedir.

Yardim icin veya fabrika egitimi ve miisteri
test gelisimi gibi hizmetlerimiz hakkinda bi-
zimle baglant1 kurun.

Huntron, Inc.

15720 Main Street, Suite 100
Mill Creek, WA 98012 USA
(425) 743-3171, FAX (425) 743-1360
(800) 426-9265
E-mail: info@huntron.com
Internet: http://www.huntron.com
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ELKATEK

ELEKTRONIK LTD. STI.

Vedat Dalokay Cad. No: 51 /2-3
Gaziosmanpasa / ANKARA

Tel: 0312 446 81 78

Fax: 0312 446 39 79

www.elkatek.com.tr
elkatek@elkatek.com.tr
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